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FISCHERSCOPE® X-RAY XAN® 120

Wiasciwe narzedzie do analiz stopéw szlachetnych oraz bizuterii

Nowy FISCHERSCOPE® X-RAY XAN® 120 jest spekiro-
metrem na biurkowym dziatajgcym zgodnie z meto-
dg energii rozproszonej fluorescencji rentgenow-
skiej (EDXRF). Zostat zaprojektowany do szybkich i
nieniszczqcych analiz bizuterii, metali szlachetnych,
zéttego i biatego zlota, platyny, srebra, rodu, monet
oraz powlok. XAN® 120 jest doktadny, bezpieczny,
tatwy w uzyciu, solidny i nie wymaga dodatkowych
czynnosci obstugowych. Ponadto spetnia wymagania
norm DIN ISO 3497 oraz ASTM B 568.

Detektor PIN o wysokiej rozdzielczoéci wraz z szyb-
kim przetwarzaniem sygnatu pozwala na uzyskanie
ekstremalnie wysokiej precyzji oraz bardzo niskiego
progu detekcji. Podczas sekund wszystkie pierwiast-
ki z zakresu od chloru (z=17) do uranu (z=92) sq
doktadnie oznaczone.

Czy nalezy zbadat znanq prébke czy tez sprawdzi¢
nieznany materiat XAN® 120 wyposazony w wyijqt-
kowe oprogramowanie firmy Fischer WinFTM jest
whasciwym wyborem. Zaréwno przy uzyciu nowej,
udoskonalonej, bez wzorcowej metody parametréw
fundamentalnych jok i przy zastosowaniu kalibracji
opartej na wzorcach wyniki sq zawsze doktadne i
uzyskiwane szybko.

W celu utatwienia pozycjonowania prébki lampa
rentgenowska wraz z detektorem pétprzewodniko-
wym PIN umieszczone sq w podstawie maszyny, czyli
kierunek pomiaru jest od dotu do géry. Zintegrowa-
ny wideo-mikroskop z liniami nici pajeczej, zazno-
czong strefq pomiarowq, odwietleniem powierzchni
przedmiotu oraz powigkszeniami pozwala na tatwe i
szybkie pozycjonowanie przedmiotu oraz okreélanie
strefy pomiarowej. Nie ma koniecznosci regulowania
stolikiem pomiarowym — wystarczy potozyé detal i
mierzy¢.
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